OPZ Zatacznik nr 7 do SWZ ZP/G/29/24

Tytut: Dostawa spektrometru rentgenowskiego (EDS)
wraz instalacjq i uruchomieniem

na skaningowym mikroskopie elektronowym Leo Gemini 1525.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia

Zamowienie obejmuje dostawe spektrometru rentgenowskiego (EDS) oraz jego
instalacje oraz uruchomienie na skaningowym mikroskopie elektronowym Leo
Gemini 1525 znajdujacym sie w siedzibie Zamawiajgcego w Gliwicach przy ul.
Sowinskiego 5.

Spektrometr musi by¢ kompatybilny ze skaningowym mikroskopie elektronowym
Leo Gemini 1525 i oprogramowaniem SmartSEM Zeiss (nr $rodka trwatego
8010300).

2. Wymagane parametry uzytkowe urzadzenia.

detektor typu SDD o powierzchni aktywnej nie mniejszej niz 30 mm? bez
koniecznosci chtodzenia ciekltym azotem,

podwdjne chtodzenie (elektroniki i palca detektora) systemem Peltiera,

rozdzielczo$¢ energetyczna minimum 129 eV (MnKa, zgodnie z ISO
15632:2021),

liczba zliczen minimum 1600 kcps (na wejsciu) i 600 kcps (na wyjsciu),
detekcja pierwiastkdw w zakresie od B (4) do Cf (98),

szczytowa stabilnos¢ pozycji (drift): <1eV / dzien

przesuniecie szczytowe jako funkcja OCR: < 1 eV

dyspersja energii: do 2,5 eV na kanat we wszystkich trybach pomiaru,
max. energia detekcji: min. 80 keV,

predkos¢ wktadania/wycofywania detektora: do 10 mm/s z dokfadnoscig
+25 pm,

praca bezwibracyjna, bezobstugowa z automatyczna kontrolg kalibracji
systemu,
hybrydowy procesor pulsowy,

akwizycja i analiza jakosciowa sktadu probki realizowana w czasie
rzeczywistym z baza danych,

oprogramowanie do kwantyfikacji systemu umozliwia reczng, automatyczng
lub interaktywng ocene widm i zapewnia wiarygodne wyniki w przypadku
probek o wypolerowanych lub chropowatych powierzchniach, na cienkich
warstwach i czasteczkach,



stosunek szczytu do tta: > 15000:1 zgodnie z ISO 15632:2021,
automatyczna analiza ilosciowa pierwiastkdw metodg bezwzorcowa,
automatyczna analiza wielopunktowa i analiza wybranych obiektow,
iloSciowa analiza pierwiastkow na skanie liniowym,

ilosciowy mapping pierwiastkéow,

ultraszybki cyfrowy mapping pierwiastkow,

otrzymywanie map, w ktérych kazdy z pikseli zawiera petng informacje
jakosciowq i iloSciowa,

analiza widm dla uzytkownikow,

skan liniowy z petng informacjq jakosciowq i iloSciowq z kazdego piksela z
linii,

edytor makr umozliwiajacy zdefiniowanie wifasnych procedur analizy
spektralnej,

zarzadzanie danymi i ich archiwizacja, tworzenie raportéw, szybka wymiana
danych z mikroskopem,

automatyczna sprzetowa kalibracja sygnatu detektora, sterowana za
pomocg oprogramowania,

stacja robocza do obstugi mikroskopu z minimum 32 bitowym systemem
operacyjnym kompatybilnym 2z oprogramowaniem detektora oraz z
zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem do spektrometrii.

Inne warunki techniczno - eksploatacyjne

urzadzenie musi by¢ objete minimum 12-miesieczng gwarancjg,

urzadzenie musi zosta¢ zainstalowane przez autoryzowany serwis firmy
Zeiss, ktéra Swiadczy serwis urzadzenia na rzecz Zamawiajgcego, a ktéra
obejmie serwisem takze zainstalowane urzadzenie,

Wykonawca musi dostarczy¢ wraz urzadzeniem instrukcje obstugi
urzadzenia i oprogramowania w jezyku angielskim, i opcjonalnie w polskim,

Wykonawca musi zapewnic¢ dostepnos¢ zdalnego wsparcia technicznego oraz
opcjonalnie zdalng diagnostyke systemu,

wszystkie zastosowane urzadzenia i podzespoty muszg by¢ fabrycznie nowe
gdyz z doswiadczenia Zamawiajgcego wynika, ze tylko takie czesci zapewnig
optymalng prace urzadzenia przez caty przewidywany okres jego
uzytkowania. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zainstalowania w
przedmiocie zamodwienia jakichkolwiek urzadzen Ilub podzespotow
uzywanych lub regenerowanych.

Zamowienie obejmuje réwniez podstawowe szkolenie trzech pracownikéow w
zakresie obstugi i wykonywania badan przy zastosowaniu spektrometru
EDS.



